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Automatische Normierung und Vermessung von 2 1 /2D-Aufnahmen.. - Wolf. Paulus, Niemann (1996) ( Correct ) 
Des Ersten Oberen Molars Matthias Wolf A .Dietrich Paulus B .Heinrich Niemann Ab Bayerisches 
www5.informatik.uni-erlangen.de/TeX/Literatur/ps-dir/1996A/Volf96 :ANU.ps.gz 

Die 3D-Wasserscheidentransformation Auf.. - Wegner. Stalling. .. (1997) ( Correct ) 
Die 3dwasserscheidentransformation Auf Graphenebene 

ftp.informatik.uni-freiburg.de/documents/papers/saupe/workshop97/Wegner.Berlin.ps.gz 

Parallelisierte Anfrageoptimierung fur parallele Datenbanksvsteme - Kosch. Brunie (Correct ) 
Chamberlin R.A. Lorie and T.G. Price. Access Path Selection in a Relational Database Management System. In 
Lyon F 69364 Lyon C'edex 07. Zusammenfassung fn diesem Beitrag besch aftigen wir uns mit der An 
www.ens-lyon.fr/-hkosch/pvt1 1 .ps.gz 

Flugroutenplanung im Cargo Sektor - Antes. Derios. Zils (Correct) 

D50969 K oln Zusammenfassung Wir beschreiben die spezifischen Charakteristika der 

www.informatik.uni-koeln.de/winfors/pub/ja-sor96.ps 

Vermittluna und Verwaltung von Diensten in offenen.. - Muller. Jones. Merz (1994) (Correct ) 
A. Wolisz und V. Tschammer. Service provider selection in an open services environment. In 
Vermittlung und Verwaltung von Diensten in offenen verteilten Systemen Kay M uller, 
vsys-www.informatik.uni-hamburg.de/papers/ps/gi-94.ps.gz 

Die Entwicklunq der Informatik braucht Theorie und Praxis. - Ein.. - Meinel ( Correct) 
Die Entwicklung der Informatik braucht Theorie und 
ftp.informatik.uni-trier.de/pub/Users-Root/reports/95-21.ps 

Partitionen einfach zusammenhangender auflosbarer Liegruppen - Plaumann, Strambach (1991 ) (Correct) 
zusammenhangenden Untergruppen besteht. Ent halt die Liegruppe G kompakte Elemente 6= 1 ,so besitzt G 
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